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摘要(译)

本发明公开一种液晶显示面板的测试方法及测试装置。该方法包括：闪
烁测量仪测量获得液晶显示面板当前的闪烁值，并将闪烁值反馈给信号
源；信号源调整公共电极信号并将调整后的公共电极信号施加给液晶显
示面板，直至闪烁测量仪获得的闪烁值最小；信号源将闪烁值最小时的
公共电极信号施加给液晶显示面板，以进行成盒测试。本发明能够针对
液晶显示面板的实际情况调节公共电极信号，减少闪烁现象的发生，提
高成盒测试阶段人工检测的准确性。
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